
・ 従来の安全規格試験器では、容量性負荷の試験は電圧を安定させることが厳しい

・ GPT-10000/9500シリーズは、かねてより要求の多かった容量性負荷の試験を大幅に強化

Application Note AP21JS-0008

容量性負荷への安全規格試験
安全規格試験器「GPT-10000シリーズ」は、EMIフィルタや電圧依存性のあるセラミックコン
デンサ等が接続された容量の大きな負荷（容量性負荷）であっても安定して試験を行うことが
可能です。

安全規格試験器

GPT-10000 Series

DUT

試験電圧(DCW) Hi-Set電流 ランプ上昇時間 最大容量性負荷

1.000kV I ≧ 10.00mA T ≧ 1.0s 4.7μF

2.000kV I ≧ 7.00mA T ≧ 1.0s 1.65μF

3.000kV I ≧ 8.00mA T ≧ 1.0s 1.32μF

4.000kV I ≧ 11.00mA T ≧ 1.0s 1.32μF

5.000kV I ≧ 7.00mA T ≧ 1.0s 0.66μF

6.000kV I ≧ 8.00mA T ≧ 1.0s 0.66μF

https://www.texio.co.jp/product/detail/167

